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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -

Partie 2-1: Méthodes de mesure —
Capacité des matériaux et des produits
a dissiper des charges électrostatiques

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de norn.>lisa ‘on
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la/CE., La TEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalis ‘tion “-ns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie les Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels thut Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gourern mentales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CSl cui' bore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixée. par . ccord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniq.«s re, résentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Cc nités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommanact _..=-internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ~u gui''es et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Com.*és i1.ationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Norme = inwernationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la nc me de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans ce ‘te ¢ 2rniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré c. nforme a I'une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des ('"ments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectue!!'~ ¢ de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de t :ls uroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEl 61341 .2-1 a été établie par le comité d'études 101 de la CEl:
Electrostatique.

Le texte de cette norme :st .=su des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
| 101/138/FDIS 101/141/RVD

Le rapport ac voie indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti ¢ I'approbation de cette norme.

Catte pub ication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 2-1: Measurement methods -
Ability of materials and products
to dissipate static electric charge

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization cc mpricing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is" *o p. mote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elec onic ‘ie.ds. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their p.>paration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subjcct dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely. wiu.. ‘he International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by & reem :nt between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters exp.-ss, s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technica. co’.mittee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for interna.'n .c=:se and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guide., and ‘hey are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National ~om. ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible 1 their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspcndina riational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of ‘ts standards.

Attention is drawn to the possibility that some of thc »lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held re~spcatible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 6134C 2-..kas been prepared by IEC technical committee 101:
Electrostatics.

The text of this standard is' b=sed on the following documents:

[ FDIS Report on voting
| 101/138/FDIS 101/141/RVD

Full informatic» on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indica.>2d In the above table.

This pux! cation has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

An

I.2x A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Les mesures du taux de dissipation des charges statiques appartiennent aux techniques de
mesure essentielles dans le domaine de I'électrostatique.

Pour les matériaux conducteurs homogeénes, cette propriété peut étre évaluée en mesurant
les paramétres de résistance ou de résistivité.

Pour des matériaux dans la gamme dissipative ou isolante et spécialement pour les matériaux
a haute résistance y compris des fibres conductrices (par exemple, des textiles a grille
métallique) les mesures de résistance peuvent ne pas étre suffisamment fiables ou penvent
ne pas fournir suffisamment d'informations et de ce fait, le taux de dissipation de charge
statique nécessite d'étre mesuré.

Pour beaucoup de matériaux non métalliques, tels que le plastique, le transport es ~barges
dépend du champ électrique appliqué pendant la mesure, c'est-a-dire une mes:ire de la
résistance montre une dépendance non linéaire par rapport a la tension d'es. ai appliquée. Il
existe également des problémes avec des défauts d'homogénéité spatiaux «:2c les méthodes
de mesure qui utilisent des électrodes de contact. Ces points sont couver.> par la mesure du
taux de dissipation de charge.
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INTRODUCTION

Measurements of the rate of dissipation of static charge belong to the essential measurement
techniques in the field of electrostatics.

For homogeneous conductive materials this property can be evaluated by measuring
resistance or resistivity parameters.

For materials in the dissipative or insulative range and especially for high ohmic materials
including conductive fibres (e.g. textiles with a metallic grid), resistance measurements may
not be reliable enough or may not give enough information and the rate of dissipation of static
charge needs to be measured.

For many non-metal materials, such as plastics, the transport of charges is depend=nt ¢n tne
applied electrical field strength during the measurement, for example, a mecz urement of
resistance will show a non-linear dependence on applied test voltage. There are also
problems with spatial inhomogeneity with measurement methods that 1se contacting
electrodes. These points are covered by measuring the rate of dissipation o ~horge.
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ELECTROSTATIQUE -

Partie 2-1: Méthodes de mesure —
Capacité des matériaux et des produits
a dissiper des charges électrostatiques

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61340 décrit des méthodes d'essai pour mesurer le taux de
dissipation des charges statiques des matériaux et des produits dissipatifs isolants ot
statiques.

Elle comprend une description générique des méthodes d'essai et des procéuvres u‘essai
détaillées pour des applications spécifiques.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pou: [I'a)plication du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'cn|liaue (y compris les éventuels
amendements).

CEl 61340-5-1:1998, Electrostatique — Partie 5-1: Prolaction des dispositifs électroniques
contre les phénomeénes électrostatiques — Prescripions aénérales?

ISO 2859-0:1995, Regles d'échantillonnage pour les contréles par attributs — Partie 0:
Introduction au systéeme d'échantillonnage por attributs de I'ISO 2859

ISO/TR 13425:1995, Guide pour la séictic: des méthodes statistiques en normalisation et en
spécifications

1 Pour I'interprétation de cette publication voir la CEl 61340-5-2 citée en bibliographie.
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ELECTROSTATICS -

Part 2-1: Measurement methods —
Ability of materials and products
to dissipate static electric charge

1 Scope

This part of IEC 61340 describes test methods for measuring the rate of dissipation o1 sta.ic
charge of insulating and static dissipative materials and products.

It includes a generic description of test methods and detailed test procedures ‘or specific
applications.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the appica.ion of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) appii=:

IEC 61340-5-1:1998, Electrostatics — Part 5-1:. Pioteticn of electronic devices from
electrostatic phenomena — General requirements?

ISO 2859-0:1995, Sampling procedures for inspectio by attributes — Part 0: Introduction to
the ISO 2859 attribute sampling system

ISO/TR 13425:1995, Guide for the se'actior. of statistical methods in standardization and
specification

1 For the interpretation of this publication see IEC 61340-5-2 given in the bibliography.
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